Zal. nr 4 do ZW

WYDZIAL Informatyki i Zarzadzania
KARTA PRZEDMIOTU
Nazwa w jezyku polskim:  Miernictwo i narzedzia pomiarowe w systemach
sensorowych |
Nazwa w jezyku angielskim: Metrology and measurement devices in sensor systems |
Kierunek studiow (jesli dotyczy): Inzynieria Systeméw

Specjalnos$¢ (jesli dotyCzy): eveeverinieneiinriniennn

Stopien studiow i forma: I /H stopien™, stacjonarna / riestacjonarna™
Rodzaj przedmiotu: ebowigzkewy-/ wybieralny /-egélneuezelniany *
Kod przedmiotu: INZ003217W

Grupa kursow: FAK / NIE*

Wyktad | Cwiczenia | Laboratorium Projekt Seminarium

Liczba godzin zajec¢

zorganizowanych w Uczelni 30

(Z2ZV)

Liczba godzin catkowitego

naktadu pracy studenta 80

(CNPS)

Forma zaliczenia Egzamin/ | Egzamin/ Egzamin / Egzamin / Egzamin /
zaliczenie | zaliczenie na | zaliczenie na zaliczenie na | zaliczenie na
na ocen¢* | oceng™ oceng™ oceng™ oceng™

Dla grupy kurséw zaznaczy¢

kurs koncowy (X)

Liczba punktow ECTS 3

w tym liczba punktéw
odpowiadajaca zajgciom 0

o0 charakterze praktycznym (P)

w tym liczba punktow ECTS
odpowiadajaca zajgciom
wymagajacym bezposredniego
kontaktu (BK)

2,4

WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I INNYCH
KOMPETENCJI

CELE PRZEDMIOTU

C1 Zdobycie wiedzy z zakresu podstawy metrologii
C2 Zdobycie wiedzy z zakresu teorii pomiaru
C3 Zdobycie wiedzy z zakresu techniki pomiarow wielkosci elektrycznych i nieelektrycznych

*niepotrzebne skresli¢

PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTALCENIA
Z zakresu wiedzy:
PEK_WO01 — potrafi objasnia¢ podstawowe pojecia z zakresu metrologii




PEK_WO02 — potrafi wytlumaczy¢ teoretyczne podstawy miernictwa

PEK_WO03 — potrafi opisa¢ budowe i dziatanie przyrzadéw i systemoéw pomiarowych

PEK_WO04 — potrafi objasni¢ zasady pomiaru wielkosci nieelektrycznych

PEK_WO05 — potrafi scharakteryzowa¢ pomiary wielkos$ci elektrycznych statych i zmiennych
W czasie

PEK_WO06 — potrafi opisa¢ metody pomiar wlasciwosci elementéw biernych i mocy

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaje¢¢ — wyklad Liczba godzin

Wyl | Wprowadzenie do metrologii 4

WYy2 | Jednostki i uktady miar oraz wzorce wielkosci elektrycznych i czasu

WYy3 | Bezposrednie i posrednie metody pomiarowe

Wy4 | Doktadnos$¢ pomiaru i podejscia do jej okreslania

WYy5 | Ogolna charakterystyka przyrzadow pomiarowych

WYy6 | Budowa i dziatanie przyrzadow i systemow pomiarowych

WYy7 | Zasady pomiaru wielkos$ci nieelektrycznych

Wy8 | Pomiary wielkos$ci elektrycznych statych w czasie

WYy9 | Pomiary wielkosci elektrycznych zmiennych w czasie

Wy10 | Pomiary wiasciwosci elementow biernych i mocy

NINPARRPRPIPRPOINAINIDN

Wy11 | Podsumowanie wiadomosci z zakresu miernictwa

w
o

Suma godzin

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Wyklad tradycyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
N2. Konspekt wyktadu udostepniony w formacie PDF

N3. Konsultacje

N4. Praca wlasna — powtorzenie wytozonego materiatu

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Oceny (F — formujaca Numer efektu Sposob oceny osiagniecia efektu ksztalcenia
(w trakcie semestru), P | ksztalcenia
— podsumowujaca (na
koniec semestru)

P PEK_WO01 - Test koncowy
PEK_WO06
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MACIERZ POWIAZANIA EFEKTOW KSZTAELCENIA DLA PRZEDMIOTU
Miernictwo i narzedzia pomiarowe w systemach sensorowych |

Z EFEKTAMI KSZTALCENIA NA KIERUNKU Inzynieria Systemow

I SPECJALNOSCI .....ovvviiieieeeeeeeeeeee,
Przedmiotowy | Odniesienie przedmiotowego efektu do Cele Tresci Numer narzedzia
efekt efektow ksztalcenia zdefiniowanych dla | przedmiotu** | programowe** dydaktycznego**
ksztalcenia kierunku studiéw i specjalnosci (o ile
dotyczy)
PEK_W01 K1 INS W11 Cl Wyl N1, N2
PEK_W02 K1_INS W11 C2 Wy2-Wy4 N1, N2
PEK_WO03 K1 INS W11 C3 Wy5, Wy6 N1, N2
PEK_W04 K1 INS W11 C3 Wy7 N1, N2
PEK_W05 K1 INS W11 C3 Wy8, Wy9 N1, N2
PEK_W06 K1 INS W11 C3 Wy10 N1, N2
';EE';—_‘\’/VV%% K1_INS_W11 C1-C3 Wy11 N3, N4

** - 7 tabeli powyzej




